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内容概要

　　 本书是“电子元器件质量与可靠性技术”丛书之一，介绍如何对电子元器件生产过程进行统计质
量控制，包括实施SPC技术、CPK技术和PPM技术的必要性、基本概念和方法，对元器件生产过程应
用SPC技术和CPK技术时出现的特殊问题和解决办法，重点在于帮助读者掌握如何解决实际应用中的
问题。
?
    本书为电子元器件质量与可靠性技术培训教材，对从事质量与可靠性工作的技术人员和管理人员是
一本实用的参考资料。
同时也可作为高等院校电子科学与技术、微电子学、应用物理、电子工程和材料科学等有关专业高年
级学生及研究生教材，也适于有关领域的科学家、工程师及高校师生参考。
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编辑推荐

　　本书是“电子元器件质量与可靠性技术”丛书之一，重点阐述在生产过程中如何控制和评价电子
元器件的内在质量和可靠性。
近20年来，在保证和评价元器件质量与可靠性的观念和方法方面均发生了很大的变化，不但要对产品
进行常规测试和试验，而且要求生产厂家采用SPC技术、CPK技术和PPM技术，保证产品是在统计受
控的情况下由高水平生产线生产的，具有较高的内在质量和可靠性。
?为了有助于在我国元器件生产研制厂、所及使用单位有效地推广和应用SPC技术、CPK技术和PPM技
术，我们在前几年多次举办学习班的基础上，对讲稿进行修改，编写了本书。
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